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ANEXO

Cargo: Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padréo: |
Area: Administragdo Geral e Publica - UF: RJ - Ampla Concorréncia

Candidato

Motivo da vacancia

Data da Vacancia

LEONARDO FERREIRA MATOSO COUTO/
Codigo da Vaga: 824253

JOSIANE DE ANDRADE FORTEY
Codigo da Vaga: 824254

LAURA |SIS BARBA ZURITA/
Cadigo da Vaga: 82425

Cargo: Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padréo: |

Area: Administragdio Geral e Publica - UF: RJ - Preto

Candidato / Vaga

Motivo da vacancia

Data da Vacancia

JAKSON PINTO BRAGA /
Codigo da Vaga: 824255

Cargo: Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padréo: |
Area: Andlise e Desenvolvimento de Sistemas - UF: RJ - Ampla Concorréncia

Candidato

Motivo da vacancia

Data da Vacancia

ODUVALDO VICK NETO/
Codigo da Vaga: 824257

Cargo: Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padréo: |

Area: Ciéncias Contébeis - UF: RJ - Ampla Concorréncia

Candidato

Motivo da vacancia

Data da Vacancia

MARCIO ANDERSON FELIX MUNIZ/
Codigo da Vaga: 824258

Cargo: Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padréo: |
Area: Comunicacdo/Ouvidoria UF: RJ - Ampla Concorréncia

Candidato

Motivo da vacancia

Data da Vacancia

LIVIA NETO MACHADO/
Codigo da Vaga: 824259

Cargo: Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padréo: |
Area: Controle e Execuggo Interna - UF: RJ - Ampla Concorréncia

Candidato

Motivo da vacancia

Data da Vacancia

A LUIZA DE PAUGLOA NASCIMENTO/
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odigo da Vaga: 824

|CHELE DE SOQUZA E SILVA/
0digo da Vaga: 824261
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Cargo: Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padréo: |
Area: Infraestrutura de Tecnologia de Informag8o e Comunicagdo - UF: RJ - Ampla Concorréncia

Candidato

Motivo da vacancia

Data da Vacancia

ADRIANA ALICE OLIVEIRA PAIVA/
Codigo da Vaga: 824262

Cargo: Analista Executivo em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padréo: |

Area: Psicologia do Trabalho e das Organizagbes- UF: RJ - Ampla Concorréncia

Candidato

Motivo da vacancia

Data da Vacancia

BRUNA DE MIRANDA ANDRADE/
Codigo da Vaga: 824263

Cargo: Pesquisador - Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padréo: |

Area: Engenharia Elétrica - UF: RJ - Ampla Concorréncia

Candidato / Vaga

Motivo da vacancia

Data da Vacancia

VICTOR ANGELO LA TERRA/
Codigo da Vaga: 823965

Cargo: Pesquisador - Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padréo: |

Area: Engenharia Eletronica - UF: RJ - Ampla Concorréncia

Candidato / Vaga

Motivo da vacancia

Data da Vacancia

MARCUS VINICIUS VIEGAS PINTO/
Codigo da Vaga: 824019

Cargo: Pesquisador - Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padréo: |

Area: Engenharia Quimica - UF: RJ - Ampla Concorréncia

Candidato / Vaga

Motivo da vacancia

Data da Vacancia

DANIELA RAMQOS GUIMARAES DE FARIA/
Codigo da Vaga: 824020

Cargo: Pesquisador - Tecnologista em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padréo: |
Area: Regulamentag8o Técnica e Avaliagio da Conformidade - UF: RJ - Ampla Concorréncia

Candidato / Vaga

Motivo da vacancia

Data da Vacancia

MONIQUE CORREA VAILLE DA SILVA/
Caodigo da Vaga: 824028

Categoria Funcional: Assistente Executivo em Metrologia e Quaidade - Classe: C - Padréo: |

Area de Administraggo - UF: RJ - Ampla Concorréncia

Candidato

Motivo da vacancia

Data da Vacancia

SIRLEI LUIZA DOS SANTOS/
Codigo da Vaga: 995665

SABRINA SILVEIRA RANGEL/
Codigo da Vaga: 995666

MARCELO MAIA SAMPAICO/
Codigo da Vaga: 995668

NILSON SILVA DE ASSIS/
Caodigo da Vaga: 995670

EDILMAR ALMEIDA RESENDE
Codigo da Vaga: 995671

GABRIEL FONTES LOURENQO DA SILVA/
Codigo da Vaga: 995673

ATILIO GABRIEL CUNHA/
Cadigo da Vaga: 995674

ANDERSON MILTON NUNES DA CUNHA/
Cadigo da Vaga: 995675

Categoria Funcional: Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padréo: |

Area de Administragio - UF: RJ - Preto

Candidato

Motivo da vacancia

Data da Vacancia

JUDSON TRINDADE RAMOS/
Cadigo da Vaga: 995667

ALINE XAVIER DOS SANTOS/
Codigo da Vaga: 995672

Categoria Funcional: Assistente Executivo em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padréo: |

Area de Administragio - UF: RJ - Pessoa com deficiéncia

Candidato

Motivo da vacancia

Data da Vacancia

KEILA CRISTINE OLIVEIRA KER/
Caodigo da Vaga: 995669

Cargo:Técnico em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padréo:l

Area: Elétrica - UF: RJ - Ampla Concorréncia

Candidato / Vaga

Motivo da vacéncia

Data da Vacancia

ANA CAROLINE SOARES DE PAULA/
Caodigo da Vaga: 824339

Cargo:Técnico em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padréo:l

Area: Eletrénica - UF: RJ - Ampla Concorréncia

Candidato / Vaga

Motivo da vacancia

Data da Vacancia

EDER DE SOUZA ANDRADE/
Cadigo da Vaga: 995815

Cargo:Técnico em Metrologia e Qualidade - Classe: C - Padréo:l

Area: Mecénica - UF: RJ - Ampla Concorréncia

Candidato / Vaga

Motivo da vacancia

Data da Vacancia

PAULO ROBERTO RODRIGUES LAURINO/
Caodigo da Vaga: 995816

Este documento pode ser verificado no enderego eletrénico http://www.in.gov.br/autentiadedehtml,

pelo codigo 00022016053100053

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2 de 24/08/2001, que ingtitui a
Infraestrutura de Chaves Plblicas Brasileira - |CP-Brasil.
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